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RESUMEN CON EL OBJETO Y LA FINALIDAD DE LA INVENCION

Suministrar un métado un r 1 redes d

artfculos de vidrio huecos, tales como recipientes huecos de vidrio que tienen r

superficies interior y exterior., que incluye los pasos de medir la intensidad

de radiacidn emitida por el articulo a una primera longitud de onda a 1a cyal |

1a intensidad varfa como upa funcibn tanto de 1a temperatura en las superficies
—como e] espesor entre las superficies, y a una segunda longitud de onda a la
—cual Ta intensidad varfa como una funcifn de 1a temperatura en 1a superficie

sustancialmente independiente del espesor de las paredes entre las superficies.
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las paredes de articulos de vidrio moldeados como una funciém de la
radiacién visible y/o infraroja emitida por los articulos cuando aiin estin
calientes del proceso de formacién en troquel.

Antecedentes y Resumen de la Invencion

Unnfmm‘ﬁt_é_cgie;ssehanmto,queinvohmtécnimde
radio frecuencia, capacitivas y épticas para la medicion del espesor de
pared de recipientes huecos de vidrio moldeado después de que los
recipientes se han enfriado, es decir, en el denominado extremo frio del
proceso de fabricacion. Sin embargo, es deseable obtener mediciones del
espesor de pared tan pronto sea posible en el proceso de fabricacion,
preferiblemente en el denominado extremo frio del proceso de fabricacitn,
en forma tal que cualquier accién correctiva que sea mecesaria pueda
implementarse tan ripidamente como sea posible,@asi la
fabricacién de articulos no satisfactorios. Es consecuentemente deseable
proporcionar una técnica_pars medir el espesor de las paredes de
recipientes moldeados de vidrio y otros articulos similares tan pronto
como sea posible después del proceso de moideo.

Se ha reconocido hasta 1a fecha que los recipientes de vidrio que
estin afin calientes de 1a radiacién emitida en el proceso de moldeo en el
rango infrarrojo, y que esta radiacién puede medirse en un esfuerzo por
determinar Ias caracteristicas de los espesores de las paredes de los
recipientes. Por ejemplo, las Patentes de los Estados Unidos 2,915,638 y

(/

R )

3,356,212 proponen medir la energia infrarroja ndia@la superficie
=

/
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exterior de los recipientes calientes y emplear los datos resultantes para
\ inferir la informacién del espesor de las paredes de los recipientes. Una ﬂ

Cf vez que los recipientes comienzan a laspmts de los cf,e.s;rz;
mmmmmumoqwmpmm;;,yh
temperatura de la superficie exterior serd consecuentemente més alta en
las porciones mis gruesas del recipiente. La informacién del espesor de
las paredes puede consecuentemente inferirse de los perfiles de
temperatura de los recipientes. Sin embargo, el arte previo no divuiga una
técaica para obtener una medicién absoluta del espesor de las paredes del
mwc&ﬁmddwdefabﬁcmidn,yesm
objetivo general de la prescate invencién proporciona’una técnica tal.

Un método de medir el espesor de las paredes de articulos huecos
de vidrio, tales como recipientes moldeados de vidrio que tienen
superficies de paredes interiores y exteriores, de acuerdo con la presente
invencién,incluyelospasosdemwdehp(ﬁmidn
electromagnética emitida por el articulo(a na primera longitad de onda a
hcuallanﬂenmdadvmiaoomomﬁmmdntzntodelatmpemlnmhs
superficies como del espesor de paredes entre las superficies, y’.__
sogunda longitud de onda a la cual la intensidad varia como una funcién

dehtg_gpﬂmsmu'ﬁmlmhsupexﬁcledelarﬁmﬂosustanciahnenky

independiente del espesor de pared entre las superficies. Puesto que la
primera medida de intensidad es una funcién tanto del espesor de pared
como de la temperatura, mientras que la segunda medicién de intensidad
es una funcién Gnicamente de 1a temperatura, el espesor de paredes entre
las superficies puede determinarse como una funcién combinada de las
primera y segunda mediciones de intensidad. (Se apreciard, por supuesto,
que el término “longitud de onda” normalmente debe involucrar un rango
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de longitud de onda puesto que los sensores no responden tmicamente a
una especifica longitud de onda).

~—
Enﬂmsmodahdadesesmdﬁmdehmmmén@d
onesdeintensidadseobﬁmmapmﬁrdelamdiaoién < )

punt sobre Ja superficie del articlg narelaménenn'eg\

c/“”’““w“m-

mperﬁcmdelarﬂculosedesmollaapamrdeestasmedmunelde v
C\[ intensidad de Ia radiacién emitidé desde otros puntos sobre
Ias

del articulo puede entonces medirse en la longitud de onda
mﬁmo]acuyamﬁensidadvminﬁnicamentecomomﬁmciéndela
\\ temperatura supesficial, y el espesor de pared puede determinarse a dichos
1 superficie del articulo como una funcién combinada
mediviones de intensidad y 1a relacion entre espesor de paredes '
y temperatura superficial previamente desarrollada.

En algunas modalidades preferidas de Ia invencién, los sensores
incluyen un sensor de arreglo de érea que tiene una multiplicidad de ?
\elmﬂssmsoresymedmapmfocahmdmhoselmenmsmagh O
C luminosa (visible y/o infrarroja) desde puntos diferentes

sqmﬁmedelremplente y un segundo sensor que responde a la en Q

d mm@@hmmwmm Una)Q
medicién absoluta del espesor de las paredes del recipiente se obtiene

desde el puerto de salida del segundo sensor que responde a la energia

pared y consecuentemente la relacién entre el espesor de pared y la
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mﬁmmdndelam«ginmdmahwdola

Mmmﬁ@mdmumbm los elementos deE
sensardemglodeﬁu.

En otra modalidad preferida de la invencién, se coloca un reflector
entre los dos sensores inframrojos y el recipiente u ofro articulo bajo
inspeccién tal que los detectores tienen campos de visiom que son
coincidentes en la superficic del recipiente. Consecuentemente, los
detectores reciben simultineamente la radiacion desde un inico punto en
el 4rea en la superficie del recipiente para desarrollar las sefiales asociadas
representativas de las intensidades a las primera y segunda longitudes de
onda. El reflector estd acoplado a tn motor u otro mecanismo adecuado
para mover el reflector en forma tal que los campos coincidentes de visién
de los detectores se balancean efectivamente sobre la superficie del
recipiente. En esta forma, las salidas del detector puede ser escrutado a
incrementos de movimiento del reflector en forma tal de obtener datos de
sefiales comparativas para determinar el espesor de la pared a posiciones
secuenciales a lo largo de la superficie del recipiente. Preferiblemente aiin,
en esta modalidad de la invencion, el reflector se mueve y las salidas del
detector son escrutadas a incrementos del movimiento del recipiente en
forma tal de obtener datos del espesor a lo largo de toda la superficie del
recipiente. Cuando se inspeccionan recipientes que estdn calientes del
proceso de moldeo, 1a inspeccién puede realizarse mientras los recipientes
se mueven a lo largo del transportador lineal entre la miquina donde se
lleva & cabo el moldeo y el hormo de recocido colocando un sistema de
inspeccién Gptica a ambos Iados del transportador para obtener los datos
del espesor a ambos Iados del recipiente,
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La primera longitud de onda a la cual se mide la intensidad como
una funcién tanto de la temperatura en la superficie del recipiente como el
espesor de pared entre las superficies, es una longitud de onda a 1a cual la
pared del articulo o recipiente es sustancialmente transparente. La segunda
longitud de onda a la cual se mide la intensidad como una funcién de la
temperatura en la superficie, ¢ independiente del espesor de paredes entre
las superficies, es una longitud de onda a Ia cual la pared del articulo o

recipiente es sustancialmente opaca. La transparencia y opacidad son, por

La pared del recipiente es
con la presente invencién cuando la transmisividad de la pared a Ia energia
infrarroja es menor de 1%. En la implementacién preferida de la
invencién, 1a energia indicativa tanto de ls temperatura del vidrio como del

™\ espesor de la pared estd en el rango visible e infrarrojo de 0,4 a 1,1 pum.
Q/hmgiaahcuﬂhpmdes@myahwﬂh

intensidad varia consecuentemente como una funcién de la temperatura
superficial y sustancialmente independiente del espesor de pared, estd
preferiblemente en el rango infrarrojo de 4,8 a 5,0 um, y preferiblemente
ain, alrededor de 5,0 ym. Sensores comercialmente dispomibles pueden
obtenerse que tienen caracteristicas de respuests

Breve Descripcidn de los Dibujos

La invenciéon, conjuntamente con objetivos, caracteristicas y
ventajas adicionales, se enfenderi en mejor forma a partir de la siguiente
descripcién, las reivindicaciones del apéndice y los dibujos que se
acompafian, en los cuales:

\

7
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La Figura 1 es un diagrama esquemético de una modalidad bésica
de la presente invencion;

1a Figura 2 es un diagrama esquemitico de una modificacion de la
modalidad de la Figura 1;

Ia Figura 3 es un diagrama esquemsdtico de una modalidad de la
invencién para medir el espesor de las paredes alrededor de toda la
superficie exterior de un recipiente hueco de vidrio;

1a Figura 4 es un diagrama esquemitico de un aparato para medir el
espesor de Ias paredes de un fondo de recipiente de acuerdo con Ia

1a Figura 5 es un diagrama esquemidtico de un aparato para medir el
espesor de las paredes de una pared lateral de recipiente de acuerdo con la
una adicional modalidad de Ia imvencién;

Ia Figura 6 es un diagrama esquemstico similar al de la Figura 5,
pero que ilustra ain otra modalidad de 1a invencién; y

las Figuras 7A, 7B y 7C son diagramas esqueméticos que ilustran Ia
calibracién de la modalidad de 1a Figura 2.

2N
La Figura 1 ilustra un aparato 10 para medir el espesor de pared de ?4‘;
un recipiente hueco de vidrio 12 de acuerdo bésicadé

hinvmcién.Lamgiamdianteemiti lt@h




superficie exterior del recipiente 12 es dirigida por un lente 16 hacia un OL
primer sensor 18, y medjante ur diﬁ:sorderayosZOymlelm .

-

operndordels:stemaoummo,quplwdeproporcmmnmaseﬂnlde
™ mhan@mdioadecuadommelmcipimudelm//ﬁ 9
4/

de fabricacion. La informacién de pantalla puede también utilizarse para

e

doma unaﬁmméndelamtens:daddemdmmdn

%
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hsparedescomolamadelosdosespesmesdeparedesdelrempwnte U?
(cerca y lejos), es decir, el espesor entre las superficies 12a, 12b y el
~ espesor entre las superficies 12¢ y 12d. Los vidrios convencionalmente

Qunpleadmmlosrecipientesﬁbﬂcadmson ente) /




transparentes a la energia en el rango de longitud de onda de 0,4 a 1,1 pm,
y las longitudes de onda en este rango se prefieren para el sensor 18.

delamsegmdalonglmddemdaalacuallapmeddel
reclpwnteessustanc:almenteuopuca Es decir, la intensidad de la

ﬁmménde)}Q
elpunhoMVQ

@m&m&mwem de pared entre las superficies
exterior e interior del recipiente. Los vidrios convencionalmente

icial. Puesto que la salida del sensor 18 varia como
mfunméntantodelatempenun'amlasmpaﬁciesdelapareddel
recipiente camo del espesor de paredes entre las superficies mientras que
\ lasalidadelsensor%vaﬂacomomﬁmciénlatanpemhncnla

N espesor de paredes entre Ias superficies, el procesador de informacién 26 O
puededetﬂnﬁnw:de luto entre las superficies 12ay
RS it \
12b y las superficies 12c y 12d, como una funcién combinada de dichas

seflales de medicitén de intensidad.

ﬂmm]ﬂFlsml En esta modali

. asaciados 16, 223ecolocan
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recipiente alrededor de su eje central, y proporciona sefiales indicativas de
incrementos de rotacién del recipiente al procesador de informacién 26
mediantelm_g_q__iﬁcm 7 Alternativamente, el recipiente 12 puede ser
rotado a una velocidad angular constante, y pueden obtenerse incrementos
de rotacién del recipiente a iguales incrementos de tiempo. Es importante

ipi .Enlamodali&laFing,elpmtoMseobm

ifnte el sensor 1§ a través del recipiente. Cualquier no uniformidad en
elapesordepmdpRedereﬂactarlavisiéndelsensorlSlojosdelpmto
14. Similarmente, puesto que la seiflal de intensidad en el sensor 18 varia
como una funcién de dos espesores de pared, se asume en cada modalidad
que estos espesores de pared son idénticos. En la modalidad de la Figura @&Hv
2, el recipiente 12 puede ser rotado alrededor de su e¢je y las mediciones
de espesores de paredes obtenidas a incrementos deseados de 1a rotacién

\ Las Figuras 7A, 78 y 7C ilustran este principio. Un sensor 24¢ (4,8 v
daSpm)esﬁco @7 del recipiente 12, y un sensor 18¢
7 '
® (0,4 s 1,1 um) ests ! rquierdo Gmicamente. Si las J

[
seflales recibidas desde los sensbres.24e-son diferentes, se promedian. Las "((r
seﬁﬂudelmml&eyhseﬂﬂp:mediodelmmms%nuﬂilim&x ‘
para determinar el espesor de pared doble promedio. El vidrio de las

paredes laterales se enfria proporcionalmente al espesor de pared.
Consecuentemente, el espesor doble promedio de las paredes puede
eonverﬁ:sealespesordelasparedesizqmerdaym)q
sefiales de los sensores 24e en las paredes izquierda y derecha. Una vez
que se calcula un tnico punto, la relacién que el vidrio se enfria
pmporcimnlalespesorpuedeuﬂimumdeteminarelespmdel\
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vidrio para todos los otros puntos en el recipiente. Utilizando las sefiales
delossmsores%(pmporcionalesfmicamenteahtanpetm)la
cahbnméndelﬁmcommdebeestm'enmpmto {
e 1 e e e 4 0
derechomelnnsmoplmtodondeelmsorderechouemusﬁgms

7A y 7B ilustran los puntos de correcta calibracién, mientras e} 7C es
incorrecto. Las Figuras 7A y 7B pueden distinguirse de la Figura 7C
utilizando los sensores 24e y encontrando un punto donde el cambio en

sefial vertical y horizontalmente indica que el espesq sobteel /Q
izquierdo no cambia.

La Figura 3 ilustra una tercera modalidad 40 de acuerdo con la

presente invencién para medir el espesor de paredes enteramente
"\ alrededor de la superficie exterior del recipiente 12. Cuatro sensores de 0

arreglo de dres 24n. 24b. 24c y 24d @.eolocadosenmmgl

- rectmgularammmhusaWahededordelacncmfarenmaex@ordel
recipiente 12. Cadamdemeglodeireaﬂa,ﬂb 24c, 24d tiene u

fomatulquelosmgl0324a,24b,24c,24dvencolectwamentetodala
circunferencia del recipiente. Cada sensor de arreglo de érea 24a, 24b,
24c¢, 24d comprende una m "elementossensoresindiviﬁmles
CCDcolocadosmtmmglooialeMenfmnatalque
cada uno de los elementos sensores en cada arreglo recibe energia radiada
desde yn punto comrespondiente o pequefia : superﬁcie
exterior del recipiente. El difusor de rayos 20 pstd

e la superficie exterior del recipiente, y para dirigir dicha energia
a el denso 18.Losvuioselanutosdelos:reglosdemua,249©
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24c, 24d responden a la energia a una longitud de onda a 1a cual la energia
varia (micamente como una fimcién de 1a temperatura de la superficie
exterior e independiente del espesor de paredes, por ejemplo & Ia preferida
longitud de onda de 5 um. mientras que el sensor 18 responde a la energia
a una longitud de onda tal que la intensidad varia como una funcién tanto
de la temperatura en las varias superficies del recipiente 12 como
espesores de paredes entre las superficies, por ejemplo, en el rango
preferido de 0,4 al,1 pm. La salida del sensor 18. y la salida del elemento
de sensor especffico es el arreglo 24a que recibe Ia energia del punto 14
de 1a superficie exterior del recipiente se emplean por el procesador de
informacién 26 para obtener una medicién absoluta del espesor de pared
en el punto 14, y consecuentemente para desarrollar una relacién entre el
espesm'depmedylndelasmmﬂcieexterior.l!starelacién

-- punto 14 del '“‘P‘mi"”“"":-;'fyo

enlp]men combinAcion mmmmdehm i
del recipiente desarrolladas en todos los otros pumtos ded

irgunferencia del recipiente _pog los varios otros el sobre los
- mpmdmhardeupmdehs

safedes del recipiente en cada o de los otros puntos observados por o
arreglos de sensores.

La Figura 4 ilustra otra modalidad modificada 50 de la presente
invencién para medir el espesor del fondo 52 del recipiente 12. La
medicién del! espesor del fondo del recipiente puede obtenerse mis
confiablemente que el espesor de las paredes laterales debido a que estd
involucrado un éinico espesor de paredes. El sensor de arreglo de 4rea 24a
coopera con ¢l lente 22a para observar toda gl érea del fondo del
recipiente 52. El difusor de rayos 20 18 tmicaments
ennrgiauniﬁdapeq;eﬂnﬁuopmto
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recipiente. Consecuentemente, la salida del sensor 18 varia como una
funcién tanto de la temperatura superficial como del espesor de pared
entre las superficies exterior e interior en el punto 14a, donde cada
el del sensor de arreglo de ﬂmhmﬁaamintmsidnd}d
que varia como una funcion

temperatura & cada punto
cieintaiordelfondo52e7d
independiente del espesor del fondo. La salida del sensor 18, y la salida
delelementoensensoresﬂaqueveelpmltlaenelfondo
del recipiente 52 se emplean para determinar el espesor de pared absoluto
en ¢l punto 14a, y consecuentemente para desarrollar una relacién entre
el espesor de pared y la temperatura superficial. Esta relacién se emplea
por un procesador de informacién 26 (Figura 1) en combinacién con la
salida de los otros elementos en el arreglo sensor 24a para determinar el
espesor de pared en otros puntos alrededor del fondo del recipiente. p

(@

modificada de 1a invencién. K el sistema 53, un prisma 54 que tiene |

superficies reflectoras 56, Smmwloscam?z”o

de visién de los detectores 18, 24atravésdeloslentes 16, 22
eommdentesenlasupelﬁcleadyawntedelreczpnenﬁe 12, Un prisma de

La Figura 5 ilustra un sistema 53 de acuerdo con otra modalidad {IA

&
°SP°.i°5 pivote 6Q que estid acoplado 2 unmotoru/
otro accionitdor-adecuado 62 para rotar el prisma en espejo 56 bajo

control de un procesador de informacién 26. A medida que el prisma en
espejoSGroInalmdedordelpwoteGOelmmnaenespejoﬁmmom ‘7
mmmmmtalﬁmdel

recipientc 12 nuentras mantiene campos coincidentes de vision. El
reclplentelzwllevadopormmspomdorhnealMenfmmatalcomo




procesador de informacién 26. Consecucntemente ¢l procesador de
informacién 26 puede controlar la operacién del motor 62 del prisma en
“espejo y escrutar las salidas de los detectores 18, 24 a incrementos del
movimiento del recipient 4 lo largo tansportador 04 efectivamentc para D
escrutar tod el drea superficial opuesta del recipiente a medida que se

mueve. Un gistema idéntico 53 m oD th:n@

opuesto del transportador 64 para escrutar el drea de superficie

recipimteconlnlaposiciéntmtt;a:dalcomocircmfermcialmentedel
recipiente. Mas de dos sistemas 53 pueden emplearse tales como los
cuatro sistemas en la Figura 3.

La Figura 6 ilustra uns modalidad 66 que es similar a la de 1a Figura

5 excepto que el prisma en espejo 54 en ]a Figura 5 es reemplazado por un
reflector plano o espejo 68 . i

de otra geometria funciona para reflejar los campos de visién
los detectores 18, superficie adyacente del recipiente 12 en
forma tal que lo{ de vision coinciden en la superficie
recipiente. El espejo 68 pivota bajo 1 del procesador de informaci6n

26 para obtener datos del espesor de acuerdo con la presente invencién,
tal como se describi6 previamente.
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Si el vidrio es muy opaco, entonces las seflales en el rango de 0,4 a
1,1 pm no pueden utilizarse para calibrar la sefial de 4,8 a 5 um. Sin
embargo, 1a sefial proporcional a la temperatura de superficie (4,8 a 5,0
pm) puede calibrarse utilizando una técnica diferente. La cantidad total de
vidrio en un recipiente es casi constante, mientras que la distribucién
puede variar. Consecuentemente, el espesor de pared promedio para todo
el recipiente debe ser constante y conocido. Esto se puede ufilizar para
calibrar 1a sefial promedio para el sensor 24 (4,8 a 5,0 um). Este espesor
promedio conocido hace inmecesario el timico punto de calibracién desde
el sensor 18 (0,4 a 1 um). Preferiblemente, un mapa de 1a temperatura de
superficic contra 1a posicién se obtiene para todo el recipiente, y este
mapa se emplea entonces en conjuncién con el espesor de pared promedio
conocido para determinar el espesor actual de pared alrededor del



REIVINDICACIONES M

1. Unmétodopmmednelespeuaenhelassupaﬁmdemtc‘r‘o
articulo de vidrio formado en caliente (12)\que

(@ |medi] {en 18) uma primera infensidsd de dicha
adiagién a una primera longitud de onda a Ia cual Ia radiacion es emiti
mhbas superficies del articulo,

() “jmedir{ (en 24) una segunds intensidad de dichs
™~ md:ménamseglmdalongmxdalacuallamdiacibnuemiﬁda ‘«

(<) \Gezmminar fen 26) ¢l espesor de articulo entro las

superficies como una fimcién combinada de las dichas primera y segunda
medidas de intensidades en dichos pasos (a) y (b). N Q

2, Elmétodoeslablecidoenlareivindicaciénl@dichos

- p.u?)(a)y(b)sellemncabomediante:
) (d) proporcionar primer y segundo medios de detecci
(16, )Earespondeaﬂlamdiaciénenlnsdichnsplﬁnmysegmda

—
medzosdedM@yeluﬂculoenfomatalquedwhosmed:
deteccity tienen

® moverd:chosmedlosreﬂectm'estalquelosdlchos
campos coincidentes de visién recorren en articulo.

3. El método establecido en la reivindicacién 2 que comprende
adicionaldc(g)escrutardichosprhnerysegtmdomediosde




AE

deteccion (18, 24) a incrementos de movimiento de dichos medios
reflectores.

el paso adicional de (h) llevar a cabo dichos pasos (f) y (g) a incrementos
de movimiento del articulo mocién con respecto a dichos medips
reflectores.

——

—

5. El método establecido(g@ cuaiquiera de las reivindicaciones ) O
precedentes, para medir el espesor de paredes de articulos de vidrio
huecos moldeados (12) que tienen superficies de paredes extetior e \ 0

interior mientras los articulos estin cali proceso de moldeo; dicho
W‘W&dﬁ T

() medif (cn 18) una primera intensidad de radiacién

emitida por el articulo a una primera longitud de onda a la cual la pared

del articulo es sustancialmente transparente en forma tal que dicha primera
intensidad varfa como una fimcién tanto de la temperatura en las

superficies del articulo como el espesor de pared entre dichas superficies, r% )\

ry
4. ElmétodoeshblecidohreivildielciénSqwmptmd?q/i

—

(®) medir (en 24) una segunda intensidad de radiacion
emitidaporelmﬁmﬂoamseglmdalongimddeondaahcmllapawdo
del articuld es sustancialments, opaca en forma tal que la dicha segunda
intensidad varie ncion de la temperatura en I8 superficie del
articulo e independiente del espesor de pared entre Ias superficies, y

(c) determinar (en 26) el espesor de pared entre las
superficies del articulo como una funcién combinada de la dicha primera
intensidad medida en dicho paso (8) y la dicha segunda intensidad medida
en dicho paso (b).
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6. El método establecido en la reivindicacién 5 que comprende

los pasos de:
(d) desarrollar dichas primera y segunda

imel.'lidldnlssmocﬁd:sendit.‘.hosplsos(ls,))r(b)marlalal:i('menlm1.-.17Q
espesor de pared y la temperatura superficial en un punto sobre el articulo; /’J
(¢) medir Ia intensidad de la radicacién emitida desde por ¢
lo menos otro punto sobre el articulo a dicha segunda longitud de onda, y
(f) determinar el espesor de pared en dicho por lo menos
ofro punto sobre el articulo como una fincién combinada de dicha
intensidad medida en dicho paso (a) y dicha relacién desarrollada en dicho

paso (d). Q
1. ElmétodoestablecidolareivindicaciénSoﬁ@dicha
primera longitud de onda esté en el rango de 0,4 a 1,1 pm.

8. Elmaodomblemdoenlamvmdlmm7.wm

primera longitud de onda estd en el rango de 4,8 8 5 um. !\

\
Qf ugma. lmidm::o::da elt:gcldo enla 1'l=t1;1::‘:(::::au:lt‘&tlQ @ la dicha v

10. E stablecido en cualquiera de las reivindicaci
precedentes 5 a pasos (a) y (b) se llevan a cabo mediante: M
(d) ionar primer y segundo medios de deteccidr
(18, 24) para responder a la radiacién a dichas primera y segundg ‘
longitudes de onda, respectivamente,
(e) colocar un medio reflector (54 o 68) entre dicho medic
dedeteociényelarﬂculoenfoxmatalquedichomediodedetecciénﬁmJ
campos de visién que coinciden en el artfculo, y
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(® mover dicho medio reflector en forma tal que dichos
campos coincidentes de visién recorren el articulo.

11. El método establecido en la reivindicacién 10 que comprende /%
el paso adicional de (g) escrutar dichos primer y sepundo medios de
detecci6n a incrementos de movimiento de dichos medios reflectores. ,(,(
{
12. Elmétodo establecido en la reivindicacién 11 que comprende / ,
el paso adicional de (g) escrutar dichos primer y segindo medios de
deteccitn a incrementos de movimiento de dichos medios reflectores.

-

13. Un aparato para medir el espesor de las paredes de articulos

de vidrio huecos moldeados (12) que tienen superficies de pared interior y

exterior (12b, 12c y 12a, 12d) mientras los articulos éstin calientes del
procsode e g compre 057 7

E__me&oQS)garaoolocgg{nextmoralarﬂculopmmﬂﬁ

una primera intensidad de radiacién emitida por el articulo a una primera

longitud de onda a la cual la intensidad varia como una funcitn de tanto la

temperatura en dichas superficies como el espesor de pared entre dichas

superficies,
i locacién exterior al articul medir
o i 2 oo i st gt

una segunda intensidad de radiacién emitida por el articulo a una segunda
longitud de onda a la cual 1a intensidad varia como una funcién de tanto ls
temperatura en dicha superficie e independiente del espesor de pared entre
dichas superficies, y

MQ_@ p‘gl_;fdetermmar el espesar de pared entre
dichas superficies como uma funcién combinada de dicha primera y dicha
segunda intensidades.
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)
14. Elapamtoeslnbleoldoenlamwmhcgdn 13

S N

segtmdamtms!dadeslmarelaménenuedmhoespesorydlchammpemtm
superficial del articulo,

medios (24b,24¢c,24d) para medlr__l_gs imtensidades de l%
radiacién emitida desde otros puntos sobre la superficie del articulo a
dicha segunda longitud de onda, y

un medio (26) para determinar el espesor de las paredes a
dichos otros puntos del arti omm@eombimdadédichade
dichas intensidades emitidas a dichos otros puntos'y dicha relacién entre
el espesor de paredes y la temperatura superficial. N\

15. El aparato establecido en la reivindicacion ambo;i
de dichos medios (24) medir las imtensidades a dicha sé
longlwddeondacomprendmmsensordemglo#heaqueu

16. ElaparatoestnblecidomreivindicaniénlSqueeompmnde -
una pluralidad de dicho

. de drea (24a, 24b, 24c, 24
colocados en forma tal de ver diferentes 4reas superficiales del articul - {
simultineamente. ‘V\DJ

17. El aparato establecido en la reivi 3.-cha 0 -

primera longitud de onda estd en el rango de 0,4 a 1,1 pm. M(?,




20. El aparato establecido en la reivindicacién 13 que comprende
adicionalmente medios (54 o 68) colocados entre el articulo y dichos
medios (18, 24 o 18, 24a) para medir las dichas primera y segunda

intensidades en forma tal que dichos medios para medir las dichas primera
y segunda intensidades tienen campos de visién que coinciden en el
articulo, y dichos medios (62) para mover dichos medios colocados en
forma tal que dichos campos coincidentes de vision recotren ol articulo.

21. El aparato establecido en la reivindicacién 20 que comprende

aﬁMmmoﬁo(Zﬁ)pgmlmMpshﬁcﬁws®M)o

intensidades de la energia a dichas longitudes de onda a dicho medio para
fir dichas i idades.

22. El aparato establecido en la reivindicacion 13 que comprende
adicionalmente un medio (26) para controlar dicho medio que se mmeve y

X

dichomediodemutarpmmmereluﬁmﬂoyesmmdichosdm?d

incrementos de movimiento del articulo.

e,

-

23. Un método para medir el espesor de las paredes de articulos
de vidrio huecos moldeados que tienen un espesor de pared-promedic




S

(@ medir la intensided de la radiacién emitida por el :
articulo indicativa de Ia temperatura de la superficie, ‘
(b) determinar el espesor de paredes del articulo como una
funcién combinada de la intensidad medida en dicho paso (a) y dicho
espesor de pared promedio predeterminado. ~ q

comprende desarrollar un mapa de la de 1a superficie versus
la posicién alrededor del arti dicho paso (b) comprende el
paso de determinar el espesor de las paredes como una fincién combinada
de dicho mapa y dicho espesor de pared promedio.

24. EM&EMMMZB@ddichopm(a) O
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EXTRACTO DE LA DIVULGACION

Un método y un aparato para medir el espesor de paredes de
articulos de vidrio huecos (12), tales como recipientes huecos de vidrio
que tienen superficies interior y exterior, que incluye los pasos de medir ia
intensidad de radiacién emitida por el articulo a una primera longitud de
onda (en 18) a la cual 1a intensidad varia como una funcién tanto de la
temperatura en Ias superficies como el espesor entre las supetficies, y a
una segunda longitud de onda (en 24) a 1a cual la intensidad varia como
una fincién de la temperatura en la superficic sustancialmente
independiente del espesor de las paredes entre las superficies. Puesto que
la primera medicién de intensidad es una funcién tanto del espesor de
paredes como de la temperatura, mientras que la segunda medicion de
intensidad es una funcién Gnicamente de la temperatura superficial, el
espesor de las paredes entre las superficies puede determinarse (en 26)
como una funcién combinada de las primera y segunda mediciones de

2
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Expediente 00 — 001065.
Fecha:_ 12 de enero del 2000.
Se certifica que:
Desde fecha 6 de septiembre de 1991 ,
del folio 65.204 al folio 65.211 del
libro de Protocolo NQ__ 216 , obra el poder
Ko 13.516 conferido por NS -
BROCEKWAY GLASS CONTAINER INC.
domiciliado(a) en _Toledo - Ohio. E.U.A,
al doctor __RAMIRO CASTRO DUQUE vy/o BEATRIZ
JARAMILLO DE LLOREDA
Representante en- Santafé de Bogotid D.C. Los
nismos
Pacultad para desistir gl .
Revisado
Carrera 13 N* 27-00 Place 5° y 10°
Commutador 334 1221-2-3-4
Fax 281 3125

Saninfé de Bogotd, D.C. - Colombia



ﬂﬂ!ﬂﬂﬂiNDE«l&Efb
DE INDUSTRIA

DIVISION DE NUEVAS GPMERCO
PRIMER FORMA

EXPEDIENTE 00-001065

Practicado el examen juridico de acuerdo con lo establecido en el art.
21 de ﬁg Decisién 344 se determind que esta solicitud de Patente de
Invencién:

SI [ X1 o[ 1 KO APLICABLE [ ] Presentd los
poderes necesarios en forma correcta
(Decisién 344, art. 14-a).

SBILX] NO [ ] NO APLICABLE { ] Acredité, en
forma correcta, la existencia Y
representacién de la persona juridica
Bolicitante (art. 14-¢ de la Decisién
344; literal g) del art. 4 del Decreto
117/94).

S8I[X] NO [ ] NO APLICABLE { ] Presenté, en
forma correcta, el comprobante de pago
por la tasa de presentacidn establecida
(art. 13-f de la Decisién 344 y 1la
Resolucidén 02 de 47 de enero del 2000).

SI[X] NO [ 1 EXTEMPORANEAMENRTE [ 1 Reivindicé
prioridad, dentro del plazo y de acuerdo
con lo previsto en el Articulo Cuarto
del Convenio de Paris.

81 | 1 NOL[X] NO APLICABLE [ 1 Presentd copia
certificada su conformidad por 1la
Administracién que recibié la solicitud
de la cual reivindica prioridad, ail
momento de radicar la solicitud nacional
(Art. Cuarto - D 30. del Convenio de
Paris).

8I [ ] NO [ X ] RO APLICABLE [ ] Presenté la
traduccién del capitulo reivindicatorio
de la solicitud de la cual se reivindica
prioridad (Art. Cuarto - D 30. del
Convenio de Paris; Concepto: 5 de enero
de 1999 S.I.C.).

BI [ 1 NO [ X ] CUMPLE LOS REQUISITOS JURIDICOS

OBSERVACIORES JURIDICAS CONVENIO DE PARIS: En todo caso, deberé
presentar copia certificada su conformidad por la Administracién que
recibié la solicitud de la cual reivindica prioridad, en cualquier
momento dentro del plazo de tres (3) meses, contados a partir de la
fecha de depésito de la solicitud ulterior. La omisién de esta
formalidad implicard la pérdida del derecho de prioridad.

En consecuencia, se conceptia que esta solicitud:

SI [ )| NO[X] S8e ajusta a los aspectos FORMALES indicados
en la Decisién 344 y por tanto,

SI [ ] RO[LX] Se recomienda PUBLICAR el extracto -
correspondiente.

Santafé de Bogoti, D.C., 12 de esnero del 2000

Carrera 13 N* 27-00 Pisos 5° y 10°
Conmutador 334 1221-2-3-4

zmxmw DE ES Fax 281 3125
Sentafé de Bogotd, D.C. - Colombia
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Folio 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PRimMER EXAMEN DE FORMA

Radicacién no Op - 0)04S
Concepto Técnico no ¢/00 Clasificacion Internacional de Patentes Gq A’ z"&‘/

Practicado €l examen de acuerdo a lo establecido en el Art. 21 de la Decisidn 344 se determiné que esta
solicitud de Patente de Invencién:

SI MNO O - Contiene la identificacién correcta del inventor (Art.8, Art.13-a).
SI B/No Q Contiene la identificacién correcta del solicitante (Articulo 13-a).

SI {NO [ | Contiene el resumen con el objeto y finalidad de la invencién en forma correcta
(Art.13-e).

SI dNO Qa Contiene el titulo o nombre de la invencién en forma correcta (Art.13-b).
SId NOQ Contiene la descripcién clara y completa de la invencion (Art.13-c).

SIQ NO E( Contiene los dibujos correctos (Art.14-c junto con el literal d) del Art. 4 del Dto.
117 del 94).

SI dNO Q Contiene las unidades de medida en el sistema exigido (Art.14-c junto con el
Decreto 3464 del 26 de diciembre de 1980).

SI G/NO a Contiene una o més reivindicaciones, en forma correcta, que precisen la materia
para la cual se solicita la proteccién mediante la patente (Art.13-d).

SIT NO D/ Contiene el extracto de acuerdo con el literal c) del articulo 4 del Dto. 117 /94.

SIQ NO d Contiene el arte final del dibujo caracteristico de acuerdo con el literal c) del
articulo 4 y el articulo 27 del Dto. 117 /94.

SIO NO d Contiene la tarjeta del Archivo Temético [formato P-104] en forma correcta
(Art.14-c junto con el literal b) del articulo 4 del Dto. 117 /94).

SI B/NO (M| Contiene la tarjeta del Archivo de Propietarios {formato P-105] en forma correcta
(Art.14-c junto con el literal b) del articulo 4 del Dto. 117 /94).
s10 No E/

CUMPLE LOS REQUISITOS TECNICOS

OBSERVACIONES Y OTROS: SI E{qo O ver hoja(s) anexa(s)

Santa Fe de Bogots, D.C,,

EXAMINADOR TECNICO
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Expediente n.° 00 - 01 065

CONCEPTO TECNICO

El solicitante debe presentar:

» los dibujos, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4-d d |
Decreto 117 de 1994, porque algunas de las figuras presentadas
tienen letreros en inglés;

» el extracto para la publicacion, de acuerdo con lo estipulado por el
articulo 4-¢ del Decreto 117 de 1994;

» el arte final de la figura caracteristica de la invencién, en sus dos
tamarios: 12cm x 12cm y 6cm x 6 cm; de acuerdo con lo establecido
explicitamente en el articulo 27 del Decreto 117 de 1994 y
tacitamente en el articulo 4-b del mismo Decreto; v,

» la tarjeta para el archivo tematico de patentes debidam nte
diligenciada en el formato establecido, segun lo dispone el articulo 4-
b del Decreto 117 de 1994.

Santa Fe de Bogota, D.C., 20 de enero del 2000

Examinador Cédigo n.°202 009

con copia para el solicitante
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36

EXPEDIENTE 00-001065
AUTO 0013

LA JEFE DE LA DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: Reconocer personeria al doctor RAMIRO CASTRO
DUQUE, como apoderado del solicitante, en los términos y para los
efectos del poder conferido.

ARTICULO SEGUNDO: Conforme lo establece el articulo 22 de 1la
Decisién 344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, requiédrese al
solicitante, para que dentro del plazo de treinta (30) dias hédbiles
presente respuesta a las observaciones, complemente o aclare los
antecedentes sefilalados en el examen de forma.

ARTICULO TERCERO: Notificar por estado el presente auto, advirtiendo
que contra el no procede recurso alguno en la via gubernativa.

ROTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Santafé de Bogot#4, D.C., a los 25 ENE, 2000 .

LA JEFE DE LA DIVISION DE NUEVAS CREACIONES,

ALIX CARM CESPEDES DE VERGEL

NOTIFICADOQ POR ESTADO

Santafé de Bogotd D.C., f27 ENE otificado por
anotacién en estado de esta misma fecha. .

VENCIMIENTO ROTIFICACION ESTADO
SOLICITO PRORROGA TERMINO SBI NO

VENCIMIENTO TERMINO PRORROGA

Carremn 13 N° 27-00 Place 5° y 10°
. Conmutador 334 1221-2-3-4
Fax 281 3125
Santafé de Bogoth, D.C. - Colombia



